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Транспортные и адсорбционные свойства нанопор существенным образом зависят от их поперечного сечения [1-3].
 В работе исследовались нанопоры разной формы, синтезируемые травлением треков быстрых тяжёлых ионов.
Образцы оливина, ориентированные вдоль основных кристаллических осей, облучались ионами Xe 156МэВ и травились в WN-растворе в течение 90 минут. Возникшие на поверхности кристалла наноразмерные поры исследовались с использованием атомно-силового и сканирующего электронного микроскопов. Сканирующая электронная микроскопия требует нанесения нанометрового проводящего слоя. Точность же атомно-силового микроскопа ограничена радиусом кривизны кантилевера.
Сечения наблюдаемых пор использовались для сравнения эффективности этих двух методик.
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